超快克爾時間閘之雷射誘導崩潰材料光譜檢測系統
成份檢測之雷射誘導崩解光譜技術具時間短、無需製備樣品等優點，而其電漿頻譜的時間閘門只有奈秒等級。本文開發皮秒超快克爾時間閘之雷射誘導崩解光譜技術，架設一套窄時間解析某一特定譜線電漿光譜之量測系統，以提高系統靈敏度，可達到小於百萬分之一(ppm)的化學物質檢測能力，符合中草藥與土壤內微量重金屬檢測的需求。
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